高雄市○○區○○國民小學
115學年度國小一般智能資賦優異學生鑑定
【二年級】初選通過名單
	鑑定證編號
	姓名

	A115○○○○○
	王○國

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


        備註：
          一、本市鑑輔會公告初選通過標準為全測驗T分數○○分(含)以上，
              通過初選學生均得報名參加複選。
          二、複選報名：115年3月23日(星期一)上午8時30分至下午4時、
              3月24日(星期二) 上午8時30分至下午4時止，通過初選者得向
              本校輔導處室報名，逾期不予受理，視同棄權。
          三、初選結果複查請於收到通知單之日起至115年3月25日(星期三)
              下午4時前，向本校輔導處室提出申請。
          四、本校宣導事項：
            (一)ooooo(學校如有相關事項需告知家長請自行增列。)
            (二)ooooo(學校如有相關事項需告知家長請自行增列。)


高雄市○○區○○國民小學
115學年度國小一般智能資賦優異學生鑑定
【四年級】初選通過名單
	鑑定證編號
	姓名

	B115○○○○○
	王○國

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


        備註：
          一、本市鑑輔會公告初選通過標準為全測驗T分數○○分(含)以上，
              通過初選學生均得報名參加複選。
          二、複選報名：115年3月23日(星期一)上午8時30分至下午4時、
              3月24日(星期二)上午8時30分至下午4時止，通過初選得向本校
              輔導處室報名，逾期不予受理，視同棄權。
          三、初選結果複查請於收到通知單之日起至115年3月25日(星期三)
              下午4時前，向本校輔導處室提出申請。
          四、本校宣導事項：
            (一)ooooo(學校如有相關事項需告知家長請自行增列。)
            (二)ooooo(學校如有相關事項需告知家長請自行增列。)



                      高雄市○○區○○國民小學
115學年度國小一般智能資賦優異學生鑑定
免參加初選通過名單
1、 依據本市115學年度國民小學一般智能資賦優異學生鑑定簡章十一、鑑定
錄取標準（一）2.規定，參加本市113或114學年度舉辦之國小資賦優異
     學生申請縮短修業年限鑑定初選，或國小一般智能資賦優異學生鑑定初選，
     初選成績達以下學年度標準，於同一教育階段內得再保留兩年(請檢附成績
     單正本或影本，影本需請學校加蓋戳章並註明與正本相符)；於本次(115學
     年度) 鑑定，得免參加初選：
    (一) 113學年度：
   A.參加國小一般智能資賦優異學生鑑定初選測驗二年級全測驗T總分214分(含)以上者。
   B.參加國小資賦優異學生申請縮短修業年限鑑定初選全測驗T分數達75分(含)以上者。
   （二）114學年度：參加國小資賦優異學生申請縮短修業年限鑑定初選全測驗T分數達75分(含)以上者。

 二、本校申請免參加初選通過名單如下：
	鑑定證編號
	年級
	姓名

	B115○○○○○
	四年級
	王○國

	
	
	

	
	
	

	
	
	


     三、複選報名：115年3月23日(星期一)上午8時30分至下午4時、
         3月24日(星期二)上午8時30分至下午4時止，通過免初選鑑定者得向
         本校輔導處室報名，逾期不予受理，視同棄權。



高雄市○○區○○國民小學
115學年度國小一般智能資賦優異學生鑑定
【○年級】初選通過名單

本校○年級報名學生無人通過

        備註：
          一、本市鑑輔會公告初選通過標準為全測驗T分數○○分(含)以上，
              通過初選學生均得報名參加複選。
          二、初選結果複查：請於收到通知單之日起至115年3月25日(星期三) 
中午12時前，向本校輔導處室提出申請。
          三、本校宣導事項：
            (一)ooooo(學校如有相關事項需告知家長請自行增列)
            (二)ooooo(學校如有相關事項需告知家長請自行增列)


